Ceskoslovenska spektroskopicka spoleénost

R TSR 1L O ROV VD OO 10 OO O VR M




Bulletin
fs.spektroskopické spoleénosti

Cislo 61 listopad 1990
Obsah sitr..
SEKCE OPTICKE ATOMOVE SPEKTROSKOPIE
Seminaf GDOS (10.-13.9.1990) 6
X.jubilejni seminaf o atomové spektrochemii
(24.-28.9.1990) 7
Seminaf Nové sméry v AAS s elektrotermickou
atomizaci (24.-27.9.1990) 9
Kurs atomové absorpéni spektrometrie
IT.b&h (26.-30.11.1990) 10

SEKCE MOLEKULOVE SPEKTROSKOPIE

0S spektroskopie pevného stavu
-optické metody studia dynamiky elektron-
dérové plazmy ve vykonovych polovodifo-
vych strukturdch 11
-vibraéni spektra supermiiZek 11
0S magnetické rezonanéni spektroskopie
6.NMR Valtice 1990 a 3B8.pracovni schize 0S5
(15.-17.10.1990) 11

SEKCE SPECIALNICH SPEKTROSKOPICKYCH METOD

0S hmotnostni spektrometrie

3.%kola hmotnostn{ spektrometrie (24.-28.9.1990) 13
0S rentgenové spektrometrie

semindf Novinky na na$ich pracovistich (24.-27.9.1990) 13
0S elektronové a iontové spektroskopie

semindf Zpracovéni dat v elektronovych spektro-

skopifch a elektronové mikroskopii (6.11.1990) 14
0S instrumentdlnich radioanalytickych metod
semindf® 0S5 (28.11.1990) 14

0S lok&alni elektronové mikroanalyzy
podzimni &kola Fyzik&lni interakce v elektronové

mikroskopii a mikroanalyze (15.-19.10.1990) 16
KOMISE
Komise pro standardy a referentni materidly
18.schtize (2.10.1990) 17
Ptistrojové komise
Nabidka generdlni opravy atomizatoru WETA 82 17
REFERATY

Jan Vobecky : Optické metody studia dynamiky elektron-
dérové plazmy ve vykonovych polovodigo-

vych strukturéach 18
Jan Mraz : Akreditace laboratofi{ 23
Eduard P13ko : XI.CANAS - Moskva 1990 25

Zden&k Slovédk: 20 let komer&nich zafizeni pro AAS
s elektrotermickou atomizaci
v grafitovych kyvetéch 27



Pfehled uzivanych zkratek a akronymi
INFORMACE

8th Int.Conference on Fourier Transform Spectroscopy
Texty normativnich dokumentd na disketdch UTRIN
Zastoupeni firem RAITH a GETAC

Obnova kazetovych pések

28
35

BULLETIN OF THE CZECHOSLOVAK SPECTROSCOPIC SOCIETY, No. 61/1990
Briefly from the content

SOCIETY ACTIVITIES
OPTICAL ATOMIC SPECTROSCOPY

GDOS SEMINAR

Seminar on Glow Discharge Optical Spectroscopy, 10.-13.9.1990,
62 participant, 14 lectures; guest: Prof.Dr.M.Dogan, Kayseri
University/Turkey; 5 representatives from LECO Instrumente and
Jobin Yvon (page 6)

10th ANNIVERSARY SEMINAR ON SPECTROCHEMISTRY

dedicated to the 60th birthday of Prof.M.Matherny (see Bull.
No. 60/1990, p.6) has been attended by many foreign spectro-
scopists among them Prof.K.Zimmer, ELTE Budapest and Prof.
E.Gegus, Veszprém University (page 7)

SEMINAR NEW TRENDS IN AAS WITH ELECTROTHERMAL ATOMIZATION

24.-27.9.1990, 93 participants, 17 lectures on the theory of
AAS ETA processes, background correction, platform and probe
techniques, software used for signal processing and practical
applications of ETA (page 9)

COURSE OF LECTURES ON AAS

a popular course on AAS (see Bull. No. 60/1990, p.13) has been
repeated 26.-30.11.1990. It was attended by 57 young spectiro-

scopists. (page 10)

MOLECULAR SPECTROSCOPY

SOLID STATE SPECTROSCOPY GROUP
organized meetings with the lectures on optical methods used
in the study of electron gap plasma dynamics in semiconductor
structures and on the vibration spectra of super-lattices (see
the contribution by Jan Vobecky presented on p.1B)

(page 11)
THE é6th NMR SEMINAR VALTICE 1990
including 26 lectures was organized by MAGNETIC RESONANCE
SPECTROSCOPY GROUP from 15. to 17.10.1990 together with the
38th group session. (page 11)

SPECIAL SPECTROSCOPIC METHODS

THE 3rd MASS SPECTROSCOPY SCHOOL

attended by 47 spectroscopists was organized by MS GROUP within
24.-28.9.1990. This time, the programme consisting of 24 lectu-
res and short communications had been enriched by coniributions
of 8 foreign guests from several European universities.

. (page 13)

X-RAY SPECTROMETRY GROUP
was the organizer of a seminar called NEWS FROM OUR LABORATORIES

(24.-27.9.1990 in which 10 main lectures were presented
: (page 13)



ELECTRON AND ION SPECTROSCOPY GROUP

organized a seminar on DATA PROCESSING IN ELECTRON SPECTROSCOPY
AND MICROSCOPY on éth November 1990
(10 lectures, 27 participants) (page 14)

INSTRUMENTAL RADIOANALYTICAL METHODS GROUP

met at a one-day seminar on NAA and PIXE techniques covered by
3 lectures (page 14)

ELECTRON-PROBE MICROANALYSIS GROUP
prepared a seminar for 73 participants in a beautiful mountain

centre of High Tatras (page 16)

COMMISION

FOR STANDARDS AND REFERENCE MATERIALS \

gathered on 2.10.1990 for their 18th sessiaon (page 17
COMMUNICATIONS

Jan Vobecky: OPTICAL METHODS USED FOR THE DYNAMICS STUDY OF
THE ELECTRON GAP PLASMA IN THE STRUCTURE OF POWER SEMICON-

DUCTORS (page 18)
Jan Mrdz : AUTHORIZATION OF ANALYTICAL LABORATORIES (continu-
ation on the subject discussed in the last issue) (page 23)
Eduard P13ko : X .CANAS-- MOSCOW 1990 (page 25)

Zden&k Slovak : 20 YEARS OF THE COMMERCIAL EQUIPMENT TO THE
AAS WITH ELECTROTHERMAL ATOMIZATION IN THE GRAPHITE TUBE

(page 27)
GLOSSARY DF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS (page 28)
INFORMATION ' (page 35)

B8th Int.Conf on Fourier Transform Spectroscopy

Texts concerning standardization procedure are available on
floppy discs at UTRIN

Representation of firms RAITH and GETAC

WELCOME
to the NEW FOREIGN MEMBERS of our Society
accepted during the 4th guarter of 1990 :

Peter Alan BATES
UNIEXPORT Instr., Ltd, Buckinghamshire

Ivor DOMINAK
NICOLET Instr., G.m.p.H., Offenbach

Hans Jurgen FIEDLER
GETAC Instr., G.m.b.H., Mainz

John B. HOOPER
GALILED ELECTRO-OPTIC Corp., Brussels

S. MULLER ~
SPECTRONEX AG, Bassel

Franz George REISINGER
PERKIN-ELMER, G.m.b.H., Wien

Jit{ HRDLICKA
PHILIPS SCIENTIFIC/TRADEX, Cambridge/Prague



SEKCE OPTICKE ATOMOVE SPEKTROSKOPIE

SEMINAR GDOS

probéhl ve dnech 10. - 13.9.1990. v Klubu pracujicich v Rokyca-
nech za d€asti 62 tuzemskych a 6 zahranitnich déastnika (3 zé-
stupci fy LECO Instrumente, 2 zdstupci fy Jobin Yvon, prof.dr.
M.Dogan - Universita Kayseri, Turecko). V ramci seminite bylo
pfedneseno celkem 14 referdtd k nédsledujicim tématickym celkdm

fyzikdlni principy GD-spektrometrie

postaveni GDOS v analytice

soutasny stav instrumentace GDOS

aplikace GDOS pro objemovou analyzu

aplikace GDOS pro analyzu povrchd

referentni materidly pro GDOS.

Soutédsti programu byla rovnéz rozsdhld diskuse a praktickd de-
monstrace nové pfistrojové techniky v UVZU 3KODA Plzefi. Seminaf

potvrdil velmi perspektivni postaveni GDOS mezi souasnymi spek-

trometrickymi technikami. Host £SSS a (SVTS, prof.dr.M.Dogan
(Universita v Kayseri, Turecko) pfednesl v rdmci seminafe 2 vy-
znamné referdty.

Ddle uvadime pfehled hlavnich ptedndsek

Dr.Cizek (Skoda Plzen) : GDS vs, Analytik

Dr.Weiss (Skoda Plzefi) : GD-physikalische Grundlage

Prof.Dogan (Kayseri University) : Investigation of GDL for
spectrochemical analysis

Dr.Krahl (fa LECO) : GDS-Systeme fur die Routinapalytik in der
metallverarb. Industrie; technische
Konzeption der LECO GDS-Systeme

Dr.Krahl (fa LECO) : Vergleich GDS-Funken-RFA-ICP

Ing.Hunoult (fa Jobin-Yvon) : Jobin-Yvon GDS-$ysteme

Prof.Dogan (Kayseri University) : Comparison of commercial GDL

with magnet field GDL in their spectro-

chemical properties
Dr.Krahl (fa LECO) : Beispiele aus der Bulk-Analytik
Ing.Cechura (Skoda Plzeii) : Die Erfahrungen mit Bulk-Analytik
in SKODA
Dr.Krahl (fa LECO) : Beispiele aus der Oberflacheanalytik fiir
die Routine und Spezialanalytik
Dr.Forster (fa LECO) : Quantifizierung von C und N Bestimmung
in Tiefenprofilanalysen von Stahl

Dr.Weiss (Skoda Plzen) : Beispiele u. Erfahrungen aus der Ober-
flacheanalytik in 5KODA

Ing.Bitovsky (KD Praha) : SRM fur GDS

Dr.Klapka (SVUOM Praha) : SRM fiir Tiefenprofilanalyse

Ing.Zdenék (izek, CSc

X.JUBILEINI SEMINAR 0O ATOMOVE SPEKTROCHEMII

pofddany Slovenskou chemickou spole&nosti pfi SAV, katedrou
chemie hutnické fakulty V3T v Ko3icich a Cs.spektroskopickou
spolecnosti se konal ve Staré Lesné ve dnech 24, - 28.9.1990.
Jeho slavnostni jubilejnf rdz byl zdGrazn&n okolnosti, Ze se
konal u pfileZitosti zivotniho jubilea prof.Ing.Mikulése
Mathernyho, DrSc (viz Bulletin 60/1990, str. 6). Vyznam jubi-
lantovy prdce védecké i pedagogické byl v Gvodu semindfe vy-
zdviZen v pfedndskédch prof.K.Zimmera z ELTE-Budape3f "Gemein-
same spekirochemische Untersuchungen in dem Lehrstuhl fur Che-
mie der HF-V3T, KoZice und dem Institut fur anorganische und
analytische Chemie der ELTE, Budapest zwischen 1970 - 1990",
prof.E.Geguse z university ve Veszprému "Richtlinien und wissen-
schaftlichen Verbindungen der spektrochemischen Analysentatig-
keit an der Veszprém Universitat, mit besonderem Hinsicht an
dem Lehrstuhl fur Chemie der HF-VST KoZice" a Dr.Z.Rybérové
"Ko8ickd spektroskopickad skola Prof.Mathernyho". Program se-
mindfe byl velmi bohaty, a to i na aktivni G€ast vyznamnych
zahraniénich odbornikd, jak ostatné vyplyvd i z nédsledujiciho
ptehledu pifedndsek

H.Nickel : Einsatz der induktiv gekoppelten Plasma-Emissions-
spektrometrie zur Analyse pulverformiger keramischer
Werkstoffe

K.Danzer, D.Wienke, M.Wagner : Signal Processing in Atomic
Spectrography - Present Realities and Limits

B.V.Pavlovic, M.Marinkovic : Investigation of plasma parameters
in the U-shaped DCP spectroscopic source

E.P158ko : VyuZitie vypo&tovej techniky pri spracovani atomovych
spektier g

Gy.Heltai, K.Zimmer, K.Floridn : The Influence of Background
Intensity on the Spectrographic Calibration

K.Eckschlager : Vliv kalibrace na informa&ny zisk vysledku
spektrochemickych analyz

Gy.Zéray, B.Derecskei, I.Varga, T.Kdntor : Analyse von A1203
und 5i3N4-Pu1ver mittels ICP-AES Methoden

K.Niebergall, K.Dittrich : Trace Analysis by ETV-ICP-AES

K.Dittrich : One-and Two-Step Procedures in Atomic Emission
Spectrometry for Trace Analysis 3

M.Matherny : Postavenie emisnej a absorp&ne) atomove]j spektro-

chémie na Slovensku

A.Gogala : Quality Assurance of the Optical Emission Spectro-
metric System with Statistical Methods

J.Einax : Chemometrische Untersuchungen umweltanalytischer
Ergebnisse von Staubniederschlagen



J.Téth : Emission Analysis of Steels Using Gasstabilized
Micro-Spark Method in Different streaming Gas Atmo-
spheres N
J.Kopecky, M.Bernas, J.Hozman, P.Turk, M.Vlasék, H.Prokopové
Metrologické charakteristiky vyhodncceni spektrédlni
desky polovodigovym snima&em obrazu (CCD)
J.Toman, V.Stresko, J.Kubovd : ICP-0ES with ETV Sample Intro-
duction -
J.Kubovéd, J.Polakovicovd, J.Medved : Problémy stanovenia Nb
a Ta metodami atomovej emisne] spektroskdpie
V.Stresko, M.Veber, S.GomisCek : VyuZitie ON-LINE prekoncentré-
cie v atomovej spektroskopii na stanovenie stopovych
prvkov vo vodach
E.Martiny, J.Medved : Spektroskopické stanovenie stopovych prv-
kov v apatitoch
M.FiSera, Z.Hladky, J.RiSovd : Zp&soby eliminace matrice pri
. stanoveni abiogennych prvk( metodou AAS
G.Holéczyovd : Sledovanie koncentrécii kovovych prvkov v pit-
nych voddch v okoli Kosic
S.Kristoufkovd : Vyuziti spektrdlnich metod pti analyze pad
E.Reitznerovd, K.Florién : Hodnotenie vykonnosti pristrojov
Perkin-Elmer 2380 a AAS 1 N na z&aklade informaénych
charakteristik
M.Valigovid : Stanovenie vzdcnych zemin v geologickych materis-
loch metodou OES
B.Welz, M.Sperling, X.Yin : Flow Injection On-line Separation
and Preconcentration for Graphite Furnace AAS
N.P.Starsinova, G.I.Tsysin, G.P.Pantelejev, E.M,Sedych,
A.A.Formanovsky : Determination of Microelements in. Natural
Waters by ICP-AES Technique after their Sorbtion
Preconcentration
M.Pisdrtik : Vyuzitie Fourierovej transformicie v optickej
spektroskopii
T.Gal, L.Morvay, I.Cornides : Hmotnostno-spektrometrické vyset-
) rovanie karbidovych ionov v plazme
R.Szucs, J.RiSovéd, Z.Hladky : Vplyv porovndvajldceho prvku na
spravnost analytického vysledku v sekvenénej ICP-OES
N.PlieZovskéd, 7.Rybarovad, J.Sestdk : Sledovanie obsahu taZkych
kovov v sedimentoch vodnych nédrzi metodou AES
E.Krakovskd : Elektrothermische Atomisierung aus der Wolfram-
oberflache
L.Koller : Vplyv koncentrdcie KCl na radikdlne rozloZenie exci-
’ tatnej teploty v plazmovom zdroji podla Marinkovica
E.Terpédkovd, K.Floridn : Optimalizdcia spektrografického stano-
venia vybranych PVZ
N.PlieSovskd, G.Sutik, P.50ltéz : Porovnanie fotografickej a fo-
toelektricke) detekcie signdlu pri stanoven{ PVZ me-
3 todou ICP-AES ; - ‘
K.Floridn : Chemometria v atomovej spektrochémii
Ciele a priklady pouzitia

K dspésnému pribé&hu semindfe pfisp&l i spoletensky veder,
uspofddany s pfispénim firmy Perkin-Elmer.

SEMINAR NOVE SMERY V AAS S ELEKTROTERMICKOU ATOMIZACI

se konal v rekreainim stfedisku Jitex ve Stédroniné ve dnech
24, - 27.9.1990. Ptes své uZ3i zam&feni, pro které pofadatelé
pfedpoklddali maximdlni poCet dSastnikd ne vice neZ 60, doséahl
konetny pofet dE€astnikl po&tu 93, coZ? prakticky vyterpalo moZ-
nou ubytovaci kapacitu.

Semindf byl zamé&fen na poznatky poslednich let v oboru
atomové absorptni spektrometrie s elektrotermickou atomizaci.

V prehlednych referdtech byly uvedeny poznatky z oblasti
teorie, jako je popis atomiza&nich procest v ETA, popis signald
a problematika izotermické atomizace s praktickymi diisledky. No-
vinky v pfistrojové technice se tykaly hlavn& kovovych atomizé-
tort (autofi z VSCHT Praha), korekce pozadi, atomizace ze sondy
a vyvoje nového software pro pfistroj Varian 775 (autotfi z VUHU
Most). Tato pfedndska byla spojena s demonstraci a bohatou dis-
kusi, jiZz byl vénovan jeden veder.

Déle bylo pfedneseno nékolik referdtd z praktickych aplika-
ci na konkrétni materidly a pfehledny referdt o modifikdtorech
osnovy vzorkd k odstrané&ni rusivych vlivd a stability analytd
v ETA. KaZ?dy referdt byl doplnén diskusi, které se zicastfiovali
i za€inajici pracovnici v AAS.

Zhodnoceni semindfe provedl RNDr.Josef Musil, vedouci ato-
mové sekce, ktery zdiraznil, Ze bohaté diskuse sviéd&ily o taom,
Ze 1 mlad3i kolegové maji Fadu zkuZenosti, o nichZ by méli na
seminafi tohoto typu referovat. Sou&asné& ocenil préci organiza-
torl, ktefi pracovali pod vedenim Dr.Jitiny Koreckové, CSc.

Ddle uvéddime pfehled referdtd, z néhoz je zfejmy profil
specializovaného seminéafte.

J.Koretkovd : Pokroky v atomiza&nich procesech

J.Dédina : Dvoustupriovy atomizédtor

J.Musil : Tvar signdlu v AAS s ETA

Z.S1lovdk : Dévkovani suspenzi do ETA

I.Novotny, J.Komdrek : Elektrotermickd atomizace ze sondy

L.Parolkovd, Z.Slovédk : Vyhody stopové analyzy s pfimym dévkova-
nim pevnych sorbentt do grafitového atomizdtoru

J.Komdrek : Modifikdtory pii ETA

J.Marecek, V.Synek : Interference fosfore&nand pfi stanoveni
tékavych prvkd ET-AAS

V.Sychra, R.Hlavd& : Alternativni atomizdtory ke grafitovym ETA

J.DoleZal : Wolframovy elektrotermicky atomizdator WETA 88

G.Sugik : Rozsireni  pracovnich moZnosti wolframového atomizd-
toru WETA 82

0.VyskoCilovd : Analytické moZznosti atomizdtoru WETA 88

L.Filkovd : Kovy v Zivotnim prostfedi

K.Kult, M.Skalicky : Optimalizace stanoveni kadmia v jahodovych
kompotech elektrotermickou atomizaci se Zeemanovou

; korekci pozadf{

P.Puschel : Integrovany uZivatelsky software

V.Spévackovd, M.Cejchanovd : Stanoveni neistot v oxidu europia

B.Docekal : Korekce pozadi v AAS
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KURS ATOMOVE ABSORPENT SPEKTROMETRIE - II.bah

se uskutetnil v Janové n.Nisou ve dnech 26. - 30.11.1990 a
zldcastnilo se jej 57 frekventantd. Obdobné& jako prvy b&h kursu
(viz Bulletin 60/1990, str. 13) byl i druhy b&h navitiven pfe-
vdZzné mladymi pracovniky v oboru AAS a tentokrdte dokonce i dvé-
ma studenty 4.ro€niku analytické chemie, jimZ d€ast umoZnila
ptirodovédeckd fakulta UK. U&astnici kursu ocenili i1 moZnost
vzdjemného pozndni pracovnich problematik, k €emuZ byla déna
ptilezitost pfi diskusich.

Frekventantam kursu bylo vyddno osvédéeni o absolvovani.
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SEKCE MOLEKULOVE SPERTROSKOPIR

0S SPEKTROSKOPIE PEVNEHO STAVU

uspofddala pro své €leny a dalsi zdjemce dvé pfednaskové akce

s diskusi.Prvd se konala dne 26.9.1990 a byla vé&novdna tématu
Optické metody studia dynamiky elektron-déroveé plazmy ve vyko-
novych polovodi&ovych strukturdch, druhd, zam&fend na vibraéni
spektra supermfiZek (fonony v supermiiikach a Ramanova spektro-
skopie), se uskuteénila dne 11.12.1990. Obé akce Fidil vedouci
0S Dr.Jan Polecha, CSc, na jehoZ doporuéeni ptindSime vytah

z pfednd3ky k prvému tématu autora Jana Vobeckého v &édsti Refe-
raty (str. 18)

0S5 MAGNETICKE REZONANCNT SPEKTROSKOPIE

uspofadala ve dnech 15. - 17.10..1990 semindaf 6.NMR VALTICE 1990

a v jeho réamci pro své ¢leny 3B.pracovni schlizi, na niZz pfitom-
ni byli sezndmeni s kondnim NMR konference feskoslovensko- madars-
ko-italské v Balatonszemes, Madarsko, 1B. - 20.10.1990. Z {SFR

se U€astni asi 15 €lend 0S. Podobné konference se maji opakovat
vidy po dvou letech. Je zdjem rozsitfit je na zem& Pentagonély,
tj. pfibrat Rakousko a Jugosldvii. Na3im delegdtdm bylo doporu-
¢eno, zajimat se uspofidani konference v CSFR v roce 1994.

Déle byla na pri3ti rok schvdlena ndrodni konference ve
Valticich (Zerven nebo kvéten) a o pfipravovaném vyrobnim prog-
ramu Tesly Brno v oblasti NMR spektrometrt informoval zdstupce
Tesly Ing.V.Zeman. Na zdvér schiize informoval o vyrobnim progra-
mu italské firmy Stelar Ing.S.Sykora.

7 programu 6.NMR VALTICE 1390 déle uvddime alespon pfehled
hlavnich referdtd

V.Sklendf : NMR spektroskopie ve vice dimenzich

L.Patek, V.Sklendt : VyuZiti selektivni excitace ve vicedimen-
ziondlni NMR spektroskopii

P.Kessler, V.Sklendf : Simulace vicedimenziondlnich NMR spekter

Z.5targuk, K.Bartu3ek, Z.Startuk, Jr. : NMR mikroskopie

K.Bartusek, Z,Staréuk, Jr., Z.Stardéuk : Aplikace gradientnich
pulst v NMR mikrotomografii



= <<= TN

om

-Liptaj, D.Uhrin : Selektivne metody NMR g 13
.Uhrinovad, D.Uhrin, E.Petrdkové, J.Ruppeldt : Priradovanie

-Horskda, J.Tintéra, J.Vitkovec, M.Hdjek
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.Stardéuk, Jr. : Koherenéni stezky v lokaliza&nich experimentech
.Haldmek : Koncepce fizeni experimentu
.Jurdk : Deformace spektréalnich &ar v nehomogennim magnetickém

poli

.Kasal : Pfistrojové problémy selektivn{ excitace AM pulsy.
.Formdcek : NMR spektrometry firmy Bruker )

.Dvortsak : Inversni mé&fici metody na spektrometrech Bruker
.Mlyndrik, M.Mazir, P.Pelikédn : Vypocet rychlostnych konZtant

hydrolyzy a polykondenzédcie TMOS a TEOS

.Nechvédtal, M.Holik, J.Haldmek : Vypo&et komplexa&nich konstant

s posuvovymi €inidly

.S0lédniovd, V.Sutoris : Tautoméria derivdtov kyseliny maldnovej
.Sedmera, K.Capek, E.Cadovd : NMR studium anhydroderivdtd sacha-

rosy

.Pelndt : Koncepce nové centrdlni NMR laboratofe UOCHB CSAV a

novy vyrobni program firmy Varian (fada UNITY a GEMINI)

-Machédtek, V.Botkovd : Stanoveni 1é¢iv v 1lékovych formdch NMR

spektroskopii

.Hrabal, P.Ko&i% : Konforma&ni analyza krdtkych linedrnich pep-

tidd pomoci NMR

C
rezonancii karbonylovych uhlikov v acetylovanych sa-
charidoch pomocou 2D NMR

.Bella, T.Liptaj, J.Dressler : Zapojenie pre experimenty so se-

lektivnymi protonovymi impulzami na spektrometri VXR

.Hadjek : Co je a co neni klinickd aplikace MR spektroskopie
.Kadrkovd, A.Horskd, M.H&jek : Praktické porovnéni lokaliza&nich

technik méfeni 31? NMR spekter lytkovych svall

31P NMR spektroskopie

myokardu

J.Tintéra : PouZiti "steady state" sekvenc{ pro MR zobrazovani

.Tintéra, J.Pfadny, M.Hdjek : Porovnéani

14 a 31p NMR spekter
ziskanych na dvou typech celoté&lovych magnetd
(Magnetom, Helicon)
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SEKCE SPECTALNICH SPEKTROSKOPICKYCH METOD

0S HMOTNOSTNI SPEKTROMETRIE

realizovala v Klugenicich ve dnech 24.-28.9.1990 jiZ 3.3kolu
hmotnostni spektrometrie, jiZ se zdtastnilo 47 Géastnika, z to-
ho 8 pozvanych hostl - profesorl z evropskych universit a z Aka-
demie véd NDR. Celkem bylo pfedneseno 24 prednések, z toho 15 ho-
dinovych zabyvajicich se nejnovéjsimi dspéchy hmotnostni spek-
trometrie. Druhd &4st 3koly byla naplnéna krédtkymi sdélenimi
pfevdzné mladych €s.odbornikd. VSechny pfedndSky byly doprovédze-
ny bohatou diskusi, vSechny byly ptfedneseny anglicky, angli&ti-
na byla jedinou jednaci fe¢i Skoly. Pfedev3im prvni tdst skoly
méla velmi dobrou evropskou udrovefi, fada pfedndZek byla na své-
tové drovni (napf. G.Dube, M.Przybylski, A.P.Bruins, E.Gelpi,
K.Varmuza, J.D.Erhardt, J.Schmidt, A.Lehmann).

V ramci Skoly se konala schlze odborné skupiny hmotnostni
spektrometrie £SSS5. Byly feSeny otdzky charakteru budoucich
5kol hmotnostni spektrometrie a G€asti na 12.mezindrodni konfe-
renci v Amsterodamu v r.1991.

Pro dcastniky Skoly byl vyddn sbornik abstraktd pfednédsek.

RNDr.Miroslav Ryska, CSc, pfedseda 0S

0S RTG SPEKTROMETRIE

uspofddala ve dnech 24.-27.9.1990 ve Fojtce u Liberce seminaf
"Novinky na nasich pracavistich”, jeho? se zitastnili 43 spe-
cialisté. Usp&Sny program semindfe, z né&hoZ ddle uvddime pfeh-
led referdtd, vedl €leny 0S k dohod&, Ze podobné seminéte budou
pofadat kaZzdé 2 roky. Po strdnce odborné pitipravil semindf
Dr.V.Machédtek, po strdnce organizag¢ni Ing.R.Vymola.

Program semindte
V.Buzek : ED analyzator Link MECA 10-44 a jeho vyuziti

J.Dedetek, M.Cerny : Rentgenovy fluor.spektrometr Philips
PV 9550 (EDS)
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J.Balcdrek : Analyza anorganickych pigmento
.Vymola : Stanoveni kovd v koncentrdtech

.Helén, K.Ko¥inek, K.Merta, E.Svaty, B.Svardalovéd : Vyuziti
a zkudenosti rentgenové spektrometrie v laboratofich
hutnich podnikd

<

.Machdcek : Stanoveni vzdcnych zemin

.50lcovda : Stanoveni obecnych kovél v matrici st&r( drahych kovi
.Budil : Rentgenfluorescenéni stanoveni cino-wolframovych rud
.Walder : Stanoveni fosforu v uhli ED-RFA

.Houdkovéd : Analyza popell

N X < = <

0S ELEKTRONOVE A IONTOVE SPEKTROSKOPIE

zorganizovala pro své tleny a dalsi zdjemce dne 6.11.1990
v UFCHE JH v Praze celodenni semindaf na téma "Zpracovdni dat
v elektronovych spektroskopiich a elektronové mikroskopii".

Semindf organizoval RNDr.Vladimir Andéra, CSc.

Utastnici semindte (celkem 27) byli seznédmeni s teoretic-
kymi zdklady oboru a s vybranymi zplsoby zpracovédni experimen-
tdlnich dat v elektronovych spektroskopiich a elektironové mik-
roskopii prostfednictvim predndsek

RNDr.Z.Hdjek : VyuZziti teorie informace pfi zpracovani experi-
mentdlnich dat
V.Andéra : Fourierova transformace, vyhlazovdni a dekon-
voluce elektronovych spekter
RNDr.M.Sobotka : Numerickd derivace experimentdlnich dat
RNDr.J.Zemek : Metoda "Pattern recognition" v Augerové spek-
troskopii
RNDr.L.Frank : Zpracovadni obrazovych dat v analytické rastro-
: vaci elektronové mikroskopii

RNDr.

0S INSTRUMENTALNICH RADIOANALYTICKYCH METOD

pfipravila na 28.11.1990 semindf o NAA a PIXE, ktery se konal
v UVVVR v Praze. K pfednesenym referdtim byla diskuse, kterd
v souhrnu potvrdila zlep3ovédni kantaktd se zahranidnimi labo-
ratofemi radioanalytickych metod, coZ bude nepachybné pfinosem
pro nase pracovistié. Poznatky ze zahranidnich pobyté, které ma-
J! specializovany charakter, budou pfedneseny na konferenci
TAA 91 v Klucenicich., Diskuse se zamé&fila i na nékteré potfZe
v uplatiovan{ radicanalytickych metod v praxi, vyplyvajict
z dosud neobjasnénych soucasnych ekonomickych vztah.

Ndle prinadime resumé prednesenych referdti na semindfi.

Viadimir Hnatowicz, lUstav jaderné fyziky CSAV, Rez:
Analyzy metodou PIXFE na Philipps University v Marhurgu (SRN)

Hehem svého élrndclidenniho pobyla na Philipps Hniversital
v Marburgon (S5RN) jsem mél maZnonsl seznamil se delailne s melo-

dikoo pouZ ivanou pfi analyzdach metodami PIXD & RBS na Lomlo pra
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covisti, které, alespof pokud se jednd o analyzy metodou PIXE,
patfi mezi nejzndm&jsi v SRN. Zdklednim experimentdlnim zatize-
nim je elektrostaticky urychlovac¢ typu VdG s maximdlni energii
urychlenych &¢dstic 4 MeV, zakoupeny v r. 1967 od fy High Voltage
(USA). Pro analyzy metodou PIXE je k disposici velmi dobré expe-
rimentdlni zafizeni umoZnuj)ici ve zcela automatickém reZimu ana-
lyzovat 20 vzorkl v jedneé sekvenci. Zafizeni je vybaveno systé-
mem pro pulsaci svazku podstatné omezujicim efekty pile-up. De-
tekce charakteristického rtg. zdfeni se provddi simultédnné dvé-
ma Si(Li) detektory (vysokoenergetickd a nizkoenergetickd &&st
spektra) a energetickéd spektra se akumuluji v paméti persondlni-
ho pocitade, ktery slouzi i k Fizeni experimentu. Vyhodnoceni
PIXE spekter se provddi na po&itati VAX programem SESAM.

Skupina neni v soucasné dobé& napojena na Z4adny vét3i vy-
zkumny program a rutinni analyzy PIXE se prakticky neprovddéji.
Databdze nutné pro kvantitativni vyhodnoceni analyz pochdzeji
z dfivéjsi doby a nejsou ani cbnovovény, ani kontrolovédny. S té-
mito vyhradami lze provadét béZné analyzy PIXE na tenkych vzor-
cich. Bé&hem svého pobytu jsem analyzoval cca 30 vzorkd &s.aero-
sold na nucleoporovych a synporovych filtrech. Ziskané vysledky
poslouZi jako srovndvaci materidl pro obdobnd méfenf provéddénd
v UJF. Za svého pobytu v Marburgu jsem se rovn&Z zabyval analy-
zami metodou RBS a provedl jsem celou fadu mé&feni hloubkovych
koncentratnich profild kysliku v polovodiéovych materidlech
s vyuZzitim resonanéniho rozptylu 3.04 MeV ¢édstic alfa.

Ivan Obrusnik, Ustav jaderné fyziky CSAV, Re?
ZkusSenosti z pobytu v Laboratofi neutronové aktivaéni analyzy

IRI Delft (Nizozem{)

Laboratof NAA v IRI (Interfaculty Reactor Institute)
v Delftu vyuzivd k ozatovdni vzorkd 2 MW vyzkumny bazeénovy re-
aktor HOR, ktery patfi IRI a pracuje naprosto spolehlivé a pra-

videlné. K vybaveni reaktoru s tokem neutrond 4 x 1012 ¢n2571

patifi 3 pneumatické po3ty béZného typu, 1 rychld po5ta s dobou
doletu cca 7 s, 4 suché ozafovaci kandly, 1 mokry kandl pro
ozatovédni velkych vzorkd (a? nekolik kg) a konet¢n& i moZnost
provozu jedné po3ty pro aktivace epitermdlnimi neutrony.
Oddéleni instrumentdln{ NAA (INAA) md 19 pracovnikd, z to-
ho stdlych 7, na terminovanych projektech 6, v servisni skupiné
3 a hostd 3. K hlavnim cilim oddéleni patfi vyvo) nového systé-
mu INAA (hardware, software, pfechod na novy zplisob standardi-
zace s k0 faktory), metodika ozatovdni a gamaspektrometrického

méfeni velkych vzorkd, budovédni po&itagové sit& (UNIX) pro é
vzdjemné propojenych pracovnich stanic Apollo a zdokonaleni sy-
stému zabezpeceni jakosti pro rutinni NAA.

~ Oddéleni se zabyvd i aplikacemi NAA - pF¥edev3im pro analy-
zu vzorkl z Zzivotniho prostfedi (analyza mechl a liZejnikd, pta-

tich per, stanoveni Se pfes krdtkodaoby 77mSe ve vsech typech
biologickych materidlu) i vzorkd geologickych. Z dal3ich zaji-
mavost{ ve vybaven{ odd&leni lze uvést velky poéet gamaspektro-
metrd s polovodiZovymi detektory, z toho 3 jsou studnové s vel-
kou G€innosti méfeni, nepfetrzity plné& automaticky provoz v3ech
spektrometrd (méf{ se 24 hodin denn& i ptes vikendy s daslednvm
vyuzitim méni&d vzork(). Pracovisté umoZfuje Zadateldm o analy-
zy metodou NAA provddét si analyzy vlastnimi silami po kratkém
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zacvigeni pfimo v IRI. K pracovni pohodé ptispivd kromé& kvalit-
niho experimentdlniho vybaveni a dostateéného poctu termindld

a osobnich pocitacd 1 dobfe vedend knihovina a Xerox dostupny
ka?dému opét prakticky 24 hodin denné.

Krom& oddé&leni INAA existuje v IRI i oddéleni, které se za-
byvd metodou NAA s radiochemickou separaci. Pro NAA se zde vyu-
Zivaji moderni separacni postupy vEetné specidlnich ionexd, me-
tody HPLC atd. Nezapomind se ani na vybudovédni "&isté laborato-
Fe" pro stanovovani extrémn& nizkych koncentraci prvkd.

Dalibor Tluéthot, Vdclav Jirdnek , Ostav pro vyzkum,
vyrobu 8 vyuziti radioisotopd, Praha : Informace o tréninkovém
kursu pofddaném firmou SILENA

Jako soucdst ndkupu velkého gama-spektrometrického systému
od fy. SILENA absolvovali dva pracovnici z UVVVR 8koleni pfimo
u vyrobce v jeho sidle v Milané.

ProtoZe mnoZstvi instalovanych systémG firmou SILENA u nés
v poslednich letech zna&né vzrGstd a prognoza pro ptist{i rok
je v porovndni s konkuren&nimi firmami pro SILENU i naddle opti-
mistickd, rozhodli jsme se sezndmit s na3imi poznatky z tohoto
Skoleni i 8irsi vefejnost uZzivatelld mnohakandlovych spektrometrd.

Firma zaméstndvd asi 55 pracovnikd v nové, velmi dobtfe vy-
bavené budové na okraji Milédna. Je zamé&fena na vyrobu pfistrojd
pro % , A | spektrometrii, monitorovani Zivotniho prostfed{,
dild pro RF difraktometry a pfislusny software. Ve vSech smérech
produkce pfsvaZzuje ideovd, koncep&ni a montdzni préce. Jen men3i
tdst €innosti je vyrobni. Zbyld vétsi ¢dst vyrobniho obhjemu jJe
Fe8ena formou subdoddvek u jinych, pfevazné& italskych firem.

[fejmé& nejlispé&3néjsim vyrobkem posledn{ doby je pfenosny
vicedgelovy pfistroj SNIP na monitorovéni aktivity, resp. dévky,
umozfiujici dle svého vybaven{ spektrometrii zéteni « , A N o

Ve vyrobnim programu jsou pro f-spektrometrii zahrnuty
prakticky v3echny modern{ systémy, zaloZené na mnohakandlovém
analyzédtoru, memory bufferu a sbérné karté v PC.

Ret&zce spektrometrické trasy zshrnuji moduly pro métent
jak nizkych a stfednich cetnosti, 'tak i moduly pro mé&feni cet-
nost{ do 100 000 imp/s.

0S LOKALNT ELEKTRONCVE MIKROANALYZY

uspofadala ve dnech 15.-19.f1{jna 1990 ve Staré Lesné podzimni
gkolu "Fyzikdlnf interakce v elektronové mikroskopii a mikro-
analyze", kteréd se zidastnilo BO dd&astn{iki.

B
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KOMISE

KOMISE PRO STANDARDY A REFERENCNT MATERIALY "

uspoféddala dne 2.10.1990 v Klubu technikl v Praze svoji
18.schtzi. i

Na schlzi bylo usneseno, Ze na podzim bude uspofdddna ve
spoluprédci s Cs.metrologiekou spolednosti a pod z3%titou &s.
vyrobch referenénich materidld Konference o referenénich ma-
teridlech (s mezindrodni G&asti).

PRISTROJOVA KOMISE

Viem uzivatellm WETA 82

Pfistrojovd komise oznamuje, %e Laboratof AAS CL VSCHT
Praha nabizi majiteltm wolframového elektrotermického atomizd-
toru WETA 82 (vyrobce Laboratornf ptistroje Praha) provedeni
generdlni opravy spojené s kompletni rekonstrukci fidici elek-
troniky.

Ziskidte : - zvySenou spolehlivost
- stabilitu nastavenych parametr(
- automatickou signalizaci pfitomnosti pracovnich
médi{ (HZ’ Ar, HZD) a blokovani chodu pfistroje

pfi jeiich neptfitomnosti
- kratké vytazeni pfistroje z provozu (max. 1 mésic)
- jednoro&ni zdruku na provedené préce

Rekonstrukce budou zahdjeny v druhém pololeti 1991.
Zdjemci budou vyzvani k doddni piistroje v pfedem dohodnutém
terminu. Soutdsti rekonstrukce je i instalace u zdkaznika.
Cena celé rekonstrukce je zatim odhadovédna na 20 000 K€s.

Zdjemci hlaste se na adrese
Ing.Jif{ Dolezal, €Sc
VSCHT laboratof AAS CL
166 28 Praha 6, Technickd 5
tel. (02) 3324153, (02) 3323789

Zaroveil Vds prosime o pfeddni této informace tém uZivatelam
pfistroje WETA 82, ktefi patf{ do okruhu Vasich kolegt.
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REFERATY

Jan Vobecky , katedra mikroelektroniky FEL CVUT Praha
Optické metody studia dynamiky elektron-dérové plazmy ve vyko-
novych polovodigovych strukturdch

Vyroba kfemikovych vykonovych polovodiZovych struktur (VPS)
je v souBasnosti zaloZena na vyuziti vysoce ndro&nych technolo-
gifi mikroelektroniky. Vytvédfené struktury jsou vysoce tlenéné
ve v3ech dimenzich. Dosazeni pozadované (rovng meznich paramet-
rt vyzaduje znalost vnitfniho chovédni struktury v konkrétnich
podminkdch. Tato znalost je dostupnd za pfedpokladu vyuZziti mo-
dernich diagnostickych metod pro stanoveni dynamického rozloZe-
ni koncentrace nadbyteénych elektront a dér s vysokym prostoro-
vym rozligenim (1, 2)

Jednd se zejména o optické metody zaloZené na
1) emisi rekombina&niho zéfeni (1,1 /um), jehoZ intenzita je

umérnd soutinu koncentraci nadbyteénych elektronl a dér n.p
2) absorpci zateni (3,39 /um) na volnych nosiéich nédboje, kde
je absorpéni koeficient dmérny soutu koncentraci n+p.

Metoda 1) vyuzivd detekce spontdnné emitovaného zdfeni
produkovaného mezipdsovou rekombinaci za Géasti fononu. Tento
mechanismus je zodpovédny za relativn® nizkou citlivost metody.
Pfresto?e se jednd o nizkou vlnovou délku (1,1 /um), lze jen tez-

ko dosdhnout prostorového rozlideni pod 30 Jum (prakticky spise
40 - 50 /um). Divodem je v3esmérovost emitovanych fotond ve vzor-

ku a velky pom&r indexu lomu kfemiku a vzduchu. Dal${ nevyhodou
je, 7e jsou detegovény jen nosite zdgastnéné v mezipdsové rekom-
binaci.

Naproti tomu metoda 2) diky svému principu poddvéd informa-
ci o koncentracich nosiél nezédvisle na tom, jakym mechanismem
zrekombinuji. To vSe ale za cenu vét3{ technické ndrognosti,
nebot vzorek musi mit obnaZeny dva planparalelni povrchy. Veét-
§1{ citlivosti bylo dosaZeno tim, Ze se absorpce m&fi pomoci
soustfedé&ného svazku koherentniho zafeni He-Ne laseru. Ackoliv
je vlnova délka tfikrat vetsi (3,39 /um), lze dosdhnout bez ne-

7?ddoucich kompromisd prostorového rozliseni az 25 Jum- Vetsi

19

citlivosti je primdrné dosaZeno tim, %e absorpce, a tim i mé&fe-
ny signdl, je uUmérnd soultu koncentraci n+p. Casové rozliseni
obou metod je f4ddu stovek ns (typicky 400-600 ns).

Vzhledem k tomu, Ze bipoldrni VPS dosahuji mezi anodou. a
katodou délky nékolika set Jum a vypinaji v Fddu jednotek aZ de-

sitek /us, jsou ob& metody vyhodné pro stanoveni dynamického

rozlozeni kancentrace nositd (elektron-dérové plazmy). Ddle bu-
dou prezentovdny dvé ukdzky z mnoha aplikaci na vypinacim ty-
ristoru GTO (Gate Turn-0ff).

Na obr. 1 je uvedeno rozloZeni koncentrace elektron-dérové
plazmy pro nékolik &asovych okamZzikd vypinaciho procesu GTO0 zi-
skané metodou 1) ve sméru 5itky katodovych kontaktd. Jednd se
0 typickou ukdzku paralelni spoluprédce t¥i segmentd GTO, jejiz
disledky negativné ovliviiuji mezni parametry. To vyplyvd z Ca-
sového rozdilu procesu stladovdni e.-d. plazmy v katodovych
oblastech jednotlivych segment, které zpOsobuje ptetiZeni nej-
pomalej5iho segmentu. Zde se jednd o pravy krajni segment. PIfi-
tina vyplyvd z existence bliZe neur&itého defektu v oblasti ano-
dového emitoru (na obr. vlevo), ktery sniZuje jeho celkovou in-
jekéni dc€innost a tim i droven zaplaveni nosiéi ndboje. Segment
nesouci men3i propustny proud pak vypind jako prvni.

Na obr. 2 a obr. 3 je uvedeno dynamické rozlozeni koncen-
trace e.-d. plazmy pfi vypindni GTO ziskané metodou 2). Tento-
krdt je analyzovdna ¢innost jednoho segmentu GTO, ktery nesl
propustny proud pfibliZzné 4A a pfi vypindni induktivni zdtéZze
dochdzelo k ndrdstu blokovaciho napéti priblizné 1100 V. Takto
vysokd blokovaci schopnost bez ochrannych obvodd byla umoZnéna
kombinovanym elektronovym a protonovym ozafovdnim vzorku. Na
obr. 2 je uveden ustdleny sepnuty stav struktury, zatimco na
obr. 3 pfechod od okamZziku konce doby poklesu (fall time) do do-
by tylu (tail time). V dobé& poklesu dochdzi k prudkému néardstu
anodového napéti dUa/dt, které md za ndsledek zvySeni transpor-

tu elektrond a dér v oblasti nejvéts3ich intenzit elektrického
pole. Disledkem je vznik maxim koncentrace v oblastech anody i
katody. Narist lokdlni intenzity elektrického pole pak mlZe vést
az k vytvofeni proudovych filamentd jiZ? téméf vypnuté struktury.
Z téchto méfeni vyplyvd, Ze iniciaénim mechanismem je elektric-
k& nestabilita oznagovand jako lavinovd injekce, kterd maZe vést
a7 k druhému prarazu struktury. Ten je dén proudovym pietiZenim
v oblasti filamentt, coZ md za ndsledek lokdlni tepelné ptfetiZe-
ni, které mize byt destruktivni. Demonstrovand mé&fici technika
tak umozfiuje pro pitipad této struktury rozsoudit dfive vedené
spory o to, zda lze druhy prdraz vysvétlit na zdkladé teorie
tepelné nestability nebo teorie elektrické nestability.

Zdvérem je nutno poznamenat, Ze zatimco metoda 1) méd ve
sv&tovych laboratofich &etné zastoupeni (komeréné& dostupny je
napi. "Hot electron analyzer" firmy Hamamatsu), metoda 2) je
dnes dostupnd na 2 - 3 pracovidtich na svéte.
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Obr. 1: RozloZeni koncentrace n.p ptfi vypindni ti{i
paralelné zapojenych GTD segmentd nesoucich
propustny proud 12A pomoci metody 1)
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reno

Fi prGtoku proudu 4A. MEF

>

RozloZeni koncentrace n+p v individudlnim segmentu GTO ve dvou &asovych

okamZicich ustdleného propustného stavu p
metodou 2) (Absorpce na volnych nosidich)

2:

Jbr.
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RozloZeni koncentrace n+p v indiviudlnim segmentu GTO pfi pfechodu

3:

Obr.

Méfeno metodou 2)

z doby poklesu do doby tylu.
(Absorpce na volnych nosidich)
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Akreditace laboratofi
Dr.Jan Mrédz, CSc

V minulém Bulletinu (&. 60) jsme podali zdkladni informaci
o problematice akreditace laboratofi. Dnes miZeme pfipojit dal-
51, a to pfedev&im tu, fe Federdlni Gfad pro normalizaci a mé&fe-
ni vydal Metodické pfiru&ky pro akreditaci

MPA 001-90 VSeobecnd kritéria pro vykon funkce akreditované
zkudebny/laboratofe

MPA 002-90 Zd&kladni principy postupu pfi provéfovdni zku3eben/
laboratof{

MPA 090-90 N&vod na vypracovani piirutky jakosti zkusebny/la-
boratote :

MPA 100-90 Akreditace zku3eben/laboratofi. Zdkladni terminy a
definice

Tim jsou vytvofeny pfedpoklady, aby vSichni zdjemci o akre-
ditaci jiz mohli zcela konkrétné& pracovat a pfipravit své praco-
vigté na proces provéfovani. -

Na Federdlnim (fadu pro normalizaci a méfeni jsou jiZ evi-
dovdni prvni Zadatelé o akreditaci a zacala také pracovat pro-
véfovaci komise. V oblasti analytickych chemickych laboratofi
byla napt. provéfovédna pracovisté Ustfedniho kontrolniho a zku-
Sebniho dstavu zemé&d&lského v Praze, laboratof emisni spektro-
skopie VSCHT Praha, laboratof chemie a zkou3eni potravin V3CHT
Praha a laboratof katedry kvasné chemie a bioinZenyrstv{ VSCHT
Praha.

Bylo by Z4douci, aby se cely akredita&ni proces dostal
urychlené do vétsich obrédtek, coz ov3em vyZaduje, Ze pfiprava
laboratof{ k akreditaci bude mit vyrazny ptfedstih pfed praci
provéfovaci komise. Jakékoliv vyEkdvdni nebo spekulovani na
ziskdni vyjimek z pfisludnych pfedpisd lze povaZovat pfinejmen-
§im za nezodpovédny pfistup, ktery miZe cely proces akreditace
znatné zpomalit. Nedobtfe ptipravené laboratofe odéerpajf stej-
né jiz nedostatenou kapacitu provéfovaci komise na dkor téch,
ktefi budou kvalitné pfipraveni zbytecné cekat.

Urc¢ité se vyplati, jestliZ?e si v3ichni Zadatelé, a to i
potenciondlni, znovu dikladn& zvazi, zda méd akreditace pro né
skuteéné takovy vyznam, jaky pfedpoklddaji. Hlavni problém to-
tiZ neni formdlné naplnit poZadavky akredita¢ni normy, ale zce-
la neformdlné& ziskat autoritu a uzndni vysledkl své analyticke
prdce u zdkaznikd a kolegl nejen doma, ale zejména v zahraniéi.
To by se mélo projevit mimo jiné i zvySenou publikatnf aktivi-
tou v nasich i zahraniénich casopisech. PficemZ nelze podcefio-
vat ani formy populdrniho zpracovdni, pfistupné Siroké vele]j-
nosti.

Je tfeba mit stale na paméti, Ze pfi akreditaci nejde o ra-
zitka nebo ziskdni titulu, ale o daleko dulezitejs{ a 8irsi pro-
ces, jakym je odstrafovédni tzv. technickych pfekdzek obchodu
ts.podnikateld a prizplsobovdn{ se poZadavk(m evropskych norem.
P£i konkrétnich stycich se zahranitnimi partnery jiz Fada nasich
podnikd a podnikatelli narazila na tento problém a jiste se to
bude dit stdle €astéji. V zemich Evropského spolecenstvi se roz-
viji trend smluvniho prokazovdni drovn& zavedenych systéml za-
bezpedovéni jakosti v rdmci dodavatelsko-odbératelskych vztaht
a zajidtén{ vzdjemného uzndvani téchto prikazt (certifikata)

v rdmci pfipravovaného jednotného vnit¥niho trhu ES.
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Za tim GCelem pfijala jiZ v roce 1985 Rada Evropského spo-
lefenstvi "Novou koncepci v oblasti harmonizace a normovani".

V souladu s ni vznikla v letosnim roce "Evropskd organizace pro
testovdni a certifikaci" (EOTC) a jeden jeji specializovany vy-
bor "Evropsky vybor pro posuzovdni a certifikaci systémd jakos-
ti" (EQS), jehoZ dkolem je zabezpe&eni koordinace pfi jednotném
uplatfiovdni norem série EN 45 000. D4le pak vznikl i vykonny
orgén "Evropskd sit pro posuzovdni a certifikovani systéml jakos-
ti" (EQNET).

v ﬁesknslovengku se zacfinaji objevovat napf. nékteré némec-
ké firmy, které bud jsou &leny vySe uvedenych vrcholnych evrop-
skych spole&nosti (takovou je napi. firma DQS) nebo dosud ne
(napt. firmy TUV), které nabizeji naZim podnikam proveden{ cer-
tifikace systémt jakosti, respektive i poradenské sluZby v této
oblasti, pochopiteln& za dhradu v tvrdé méns.

Pokud v&as nezachytime tento ndstup, mbZe se stdt, ze &s.
organizace, které majf pro vykon takovychto slu?eb plné ptfedpo-
klady nakonec budou z toho "vySachovény". Na druhé strané je
znémé, Ze &s. podniky v pfevainé vétsine nejsou na certifikaci
systémd zabezpe&ovani jakosti dostateéna ptipraveny. Jde tedy
o to, aby na potfebné drovni byl systém zabezpetovdni jakosti
zaveden do nasich vyrobnich a obchadnich organizaci, coZ soutas-
né vyZaduje vybudovdni sita specializovanych organizaci schop-
nych posuzovat tdroven téchto systémd.

V tomto smyslu vyvelal UTRIN, S.p. Praha iniciativu k zalo-
Jeni prvniho Cs.sdruzeni poradenskych organizaci pro oblast sy-
stéml zabezpefovéni jakosti. SdruZent Analytika se stalo jeho
tlenem a je pfipraveno viem zdjemclm nejen poradit, ale i pomo-
ci. Mate-1i zdjem miZete se se svymi dotazy a pozadavky obr&dtit
na sekretaridt sdrueni Analytika (VSCHT, Technicks 5, 166 28
Praha 6, tel. 311 17 91).
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XI. CANAS - Moskva 1990

V dfioch 29.3Gla aZ 4.augusta t.r. prebiehala v Moskve uZ
jedendsta Konferencia o analyticke] atomove) spektroskopl}
(CANAS). Séria tychto konferencii zameranych svojou tematikou
na vyuzitie atdmovej spektroskopie najmd na prvkovd anglyzu,_za—
pocala pred viac neZz 30 rokmi v na3ej vlasti (Tatranska Lomnica
- 1959) a postupne sa rovijala v medzindrodnom meradle aZ na
dnesnd tradiciu organizovania tychto podujati v dvojro&nom in-
tervale v pdrnych rokoch, &¢im sa prirodzene doplPfia sled Medzi-
ndrodnych spektroskopickych kolokvii peoriadanych vidy‘v rgﬁoch
nepdrnych. Okrem toho je CANAS charakterizovand i terltqglalnou
vézbou na oblast strednej a vychodnej Europy. Po doteraj3om or-
ganizovani CANAS v stredoeuropskych krajindch, v tomto roku bo-
lo toto podujatie poprvé v ZSSR, &o v zna&énej miere posilnilo
jeho dnes uZ vyrazny medzindrodny charakter.

Na konferencii v Moskve sa zi&astnilo asi 460 spektrosko-
pikov, z €oho vySe 100 bolo zo zahrani&ia reprezentovaného 20
§t4tmi. Z CSFR sa na CANAS aktivne zlc€astnilo 12 pracuvni@nv,’
ktori svojimi prispevkami d8stojne reprezentovali nd%u atomovi
spektroskopiu.

Konferencia sa konala v kongresovom centre hotela Cosmgs.
Odborny program pozostdval z plendrnych prednéasok, vy;iadanych
ordlnych a prihldsenych posterovych prispevkov. Jedenas? ?le-
narnych pfedndsok bolo prezentovanych vyznamnymi svetovymi odf
bornikmi na témy hodnotiace stav a rozvoj v aktudlnych Dblagtl—
ach atomovej spektroskopie, pricom treba okrem hudnotenia st-
tasnych moZnosti opticke] emisne] a atomove] absorpﬁnegi ako
aj rontgenofluorescenénej spektroskopie a to ako z hYadiska te-
oretického, tak i analyticky aplikatného, osobitne spomendt pro-
blematiku pripravy vzoriek, vnéZania vzoriek do atomizétorova
resp. budiacich zdrojov, a progresivne metody, ako hmotnostnq
spektrometriu s ICP zdrojom ionov, fluorescengnu spektroskopiu
a kombindciu separacénych metod so spektrdlnymi, umoZfujdcu 3pe-
cidciu analyzovanych objektov. VyZiadané potetné ordlne pris-
pevky prebiehali v paralelnych sekcidch, kde v "klasickych.odj
vetviach" prevl4ddala 6o do mnofstva, viitane posterov, opticks
emisnd spektroskopia (142 prispevkov) nad atomovou absorpciou
(118 prispevkov). Osobitne prekvapivym bol vysoky potet pris-
pevkov v oblasti rontgenofluorescentne) spektroskopie (105) a
najmé z atomovej laserave] spektroskopie (46 prispevkov), &o
poukazuje na siasné trendy rozvoja tychto oblast{, najmi v
Z55R. Okrem toho bolo eite 27 prispevkov venovanych apecidlnym
problémom (poravnanie metod, tisté chemikdlie a materidly apod,),
zaradenych do osohitnej skupiny nazvanej "rozne".

Konferencia bola dobrou reprezentdciou prehVailu susasngho
stavu a najnovdich poznatkov dosiahnuiych v atomove] spektro-

skopii a to najmd v Z8SR. 0 niekturych z nich bnlo dosial to-
tiZ? pomerne zloZité zfskatf potrebnd informicie a naviazal nsob-
ny kontakt. Na druhej strane nevyuzila, podPa mdiho ndzaru, Ve
dina sovietskych ifastnikov v plnej miere moznosli zfskania in-
formdeif prezentovanych_zahraniénymi kolegami, &o muzin vysvel
1it 2z jedne] strany sndd ich dolerajdon menson onslriefanosfon

v prakiike priebehu velkych medzindrodnych podujali a ¢ ddruhe)
strany ich ¢nagnon jazykovou nepripravenostion o com svedai i
ich pomerne mald déast na predndghach, Ktoré holi Lakmer hees

vynimky pradnsseng po anglichky. Naproli Lomn hola snarna arast
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glzéujem na posteroch, kde sa povd&3ine vysta&i i so skromnej-
simi jazykovymi znalostami, resp. sa hovorilo po rusky. Osobit-
ny zdujem bol i o bohatid vystavu prezentujdeu najnovdiu pri-
strqjovﬂ techniku, kde jednotlivé firmy mali svojich rusky ho-
voriacich zdastupcov. '

Ako jeden z mdla GEastnikov, ktori stdli pri zrode tychto
konferencii a ktorf sa (s vynimkou jednej) zdtastnili na v3et-
kYCﬁ CANAS, m6Zem plne potvrdit ich stidpajlicu vedeckd urovef.
Sovietski organizdtori zabezpe&ili i napriek sti¢asnej, nie jed-
noduchej situdcii v ich krajine, svojim plnym osobnym nasadenim
mimoriadne zdarny priebeh tohoto podujatia a to nielen po vedec-
kej, ale i po organizacnej a spolotenskej stranke, za ¢o im i
touto cestou patri nase podakovanie. Taktie? zasadanie reprez-
t@qtuv jednotlivych krajin Eoriadajucich CANAS, ktorého som sa
zicastnil ako predstavitel CSSS jednozna&ne zhodnotilo pozitiv-
ny prinos Moskovske] konferencie pre rozvoj a prehlbenie nie
len poznatkov, ale i rovnocenne déle?itych osobnych kontaktov.
Na zdklade toho sa rozhodlo, ?e i za podmienok novej situécie
v Europe sa bude pokraZovat v organizovani tychto podujati.
Bolo prijaté pozvanie madarskych kolegov organizovat v r. 1992
dalsiu CANAS. Neostdva mi preto u? nié viac, neZ zazelat

Dovidenia v Madarsku !

Prof.E.P15ko, DrSc
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20 let komerénich zafizeni pro AAS s elektrotermickou atomizaci
v grafitovych kyvetdch

Dr.Z.Slovak, CSc

U ptile?itosti dvacetiletého jubilea uvedeni prvnich komeré-
nich zatfizeni pro elektrotermickou atomizaci HGA-70 na trh uspo-
tddala firma Bodenseewerk Perkin-Elmer "Evropské symposium -

20 let HGA-technologie firmy Perkin-Elmer". Tato prestiZzni akce
se konala pro 200 zvanych hostl z mnoha zemi 2. a 3.fijna 1990
jednak v sidle firmy v Uberlingen na Bodamském jezefe (exkurze

do vyrobniho provozu, firemniho muzea, pfijeti u starosty mésta),
jednak v "Novém zdmku", baroknim biskupském paldci, v blizkém
méstetku Meersburg. Mimofddny lesk dodala symposiu Gcast zakla-
datele AAS s elektrotermickou atomizaci B.V.Lvova z Leningradu

a dalsich vtdéich osobnosti, které se v daném oboru angaZovaly,
jako napr. W.Frecha, L.deGalana, W.Slavina, B.Welze.

Prosloveno bylo 7 predndsek, které se krom jediné, retro-
spektivni, ocefiujici m.j. pionyrské dilo zesnulého H.Massmanna,
zabyvaly soutasnymi problémy metody (B.Lvov - mechanismy atomi-
zace, B.Slavin - moderni aplika&ni moznosti, pevné vzorky, STPF,
B.Welz - FIA, prekoncentra¢ni postupy, W.Frech - atomizétory
s konstantni teplotou, M.T.C. deLoos-Vollebregt - zeemanovské
korekce pozadi, G.Schlemmer - korekce pozadi v analytické praxi).
Utastnikdém byl ptedveden novy komertni atomovy absorpéni spek-
trometr s elektrotermickou atomizaci "Zeeman 4100 ZL" s konstruk-
¢né zcela nové fesenou grafitovou kyvetou s pEi&nym ohfevem
(konstantni teplota v celém profilu) a integrovanou Lvovou plat-
formou a unikdtni kompenzaci neselektivni absorpce v podélném
magnetickém poli. Toto FeSeni odstrafuje uziti polarizovaného
svétla v optickém systému a vede k vyznamnému zlepSeni kvality
méfenti.

K celkovému dsp&chu symposia kromé elitni védecké drovné
pfispél i spolecensky program, dokonalé organizaéni zabezpece-
ni a v neposledni fad& i krdsné sluneéné pocasi.
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GLOSSARY OF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

AA atomic absorption

AAS atomic absorption spectroscopy/metry

ACS American Chemical Society

A/D analog-to-digital

ADC A/D converter

AES atomic emission spectroscopy/metry

AES Auger electron spectroscopy

AFNOR French Association for Standardization
(Association Francaise de Normalisation)

AFS atomic fluorescence spectroscopy

AMG German Medicines Act (Arzneimittelgesetz)

AOX adsorbable organic halogen

APS appearance potential spectroscopy

ARIES angular resolved ion and electron spectroscopy

ASIA atomizer, source, ICPs in AFS

ASTM American Society for Testing and Materials

ATRS attenuated total reflection spectroscopy
(also known as IRS)

BET surface determination according to Brunauer,
Emmet and Teller

BG battery grade

German chemical trades association (Berufsge-
nossenschaft Chemische Industrie)

BOD biological oxygen demand

BS British Standard

CADI computer assisted dispersive infrared

CARN Chemical Abstracts registry number

CARS coherent anti-Stokes Raman spectroscopy

CAS Chemical Abstracts Service

CASSI Chemical Abstracts Service Source Index

cD circular dichroism

CEIR cryogenically enhanced infrared

CFA continuous flow analysis

CcID collision-induced dissociation

CI/MS chemical ionization mass spectrometry

C.I.No colour index number

CIR cylindrical internal reflectance
(an FT-IR sampling technique)

coD chemical oxygen demand

COMAS concentration-modulated absorption spectroscopy

CosyY homonuclear correlation spectroscopy

CP-MAS cross-polarization magic angle sample spinning
(numerous variations)

CRAMPS combined rotation and multiple pulse
spectroscopy

CSAA

CSN
CSRS
CVLs
CW

D/A
DAC
DCP
DEV

DFG

DIN
DIN
DIN

DL
DLTS
DMS

DR

DRS
DRIFTS

DSC
DTA

ESCA

ESR
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continuum-source atomic absorption
(spectroscopy)

conductive solids nebulizer

coherent Stokes Raman spectroscopy
copper-vapor lasers

continuous wave

(opposite of pulsed in laser terminology)
digital-to-analog

diamond anvil cell

direct current plasma

German standard methods for the analysis
of water, waste water and sludge
(Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-,
Abwasser- und Schlamm-Untersuchung)
German :research association (Deutsche
Forschungsgemeinschaft)

direct injection nebulization

Deutsche Industrienorm

Deutsches Institut fir Normung

detection limit (see also LOD)

deep-level transient spectroscopy

dynamic mass spectrometer

diffuse reflectance

depolarized Rayleigh spectrum

diffuse reflectance infrared Fourier transform
spectroscopy

differential scanning calorimetry
differential thermal analysis

deuterated triglycine sulfate (detector)
Enzyme Commission

electron capture

electron capture detection (detector)
energy dispersive spectroscopy
energy-dispersive x-ray fluorescence
spectrometry e 4

electron energy-loss spectroscopy

evolved gas profile

electron impact/ionization mass spectrometry
electron microprobe analysis (see EPMA)
electron nuclear double beam resonance
extractable organic chlorine
Environmental Protection Agency (see also
US EPA CLP)

electron probe microanalysis (see EMPA)
electron paramagnetic resonance spectroscopy
electron spectroscopy for chemical analysis
(see also XPS)

electron spin resonance spectroscopy



ETA
ETAAS

EXAFS
FAAS
FAB/MS
FAES
FAFS
FAM

FAS
FDCD
FDMS
FFS
FFT
FIA

FID

FIMS
FIP

FIRE
FO. -
FPT
FREDOF
FT
FT-IR
FWHH
FWHM
GC
GDMS
GFAAS
GMP
GPC
GPMAS
GR
HDPE
HETEROCOR

HG

HGA
HIC
HPLC
HPTLC
HQI
HREELS
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electrothermal atomization ;
electrothermal atomic absorption spectroscopy
electrothermal vaporization

extended x-ray absorption, fine structure
flame atomic absorption spectroscopy

fast atom bombardment mass spectrometry
flame atomic emission spectroscopy

flame atomic fluorescence spectroscopy
German mineral oil and fuel standards commision
(Fachausschuss fiir Mineraldél- und Brennstoff-
Normung)

flame absorption spectroscopy

fluorescence detected circular dichroism
field desorption mass spectrometry

flame fluorescence :.spectroscopy

fast Fourier transform

flow injection analysis

fluorescence indicator analysis
free-induction decay

flame ionization detector

field ionization mass spectrometry
International Pharmaceutical Federation
(Fédération Internationale Pharmaceutique)
flame infrared emission spectroscopy

fibre optics :

fundamental parameters technlque
frequency-domain fluorometry

Fourier transform

Fourier transform-infrared spectroscopy
full peak width at half height

full width at half maximum

gas chromatography

glow dlscharge mass spectrometer(ry)
graphite furnace atomic absorption spectroscopy
good manufacturing practice

gel permeation chromatography

gas phase molecular absorption spectroscopy
guaranteed reagent

high density polyethylene

two-dimensional heteronuclear correlation
spectroscopy

hydride generation

heated graphite atomization

hydrophobic interaction chromatography

high performance liquid chromategraphy

high. performance thin layer chromatography
hit quality index

high resolution electron energy loss
spectrometers

HTS

ic

ICAP

ICcp

ICR

IDL

IDMS

IETS
INADEQUATE

INEPT

1/0
IR
IRS
ISCA
IS0
1ss
ITD
ITMS
TUPAC

IVR
JCAMP.DX

LALS
LAN
LAMMA
LBK
LBN

" LC

LD
LEAFS
LEI
LIF
LIMA
LIMS
LLC
LLPC
LoD
LP-CI
LSAAS
LSC
LSIMS
MAC -
MAGIC
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Hadamard transform spectroscopy

ion chromatography

inductively coupled argon plasma
inductively coupled plasma spectrometry

ion cyclotrone resonance (alsg FT-MS)
instrument detection limit

isotope dilution mass spectrometry
inelastic electron tunneling spectroscopy
incredible natural abundance double quantum
transfer experiment

insensitive nuclei enhanced by polarization
transfer

input-output

infrared

internal reflection spectroscopy (see also ATRS)
ionization spectroscopy for chemical analysis
International Organization for Standardization
ion scattering spectroscopy

ion trap detector

ion trap mass spectrometry

International Union of Pure and Applied
Chemistry

intramolecular vibrational-energy
redistribution

Joint Committee on Atomic and Molecular
Physical Data (file structure)

low-angle laser scattering

local area network

laser-microprobe mass analysis

lecture bottle - corrosive gas

lecture bottle - non-corrosive gas

liquid chromatography

laser desorption

laser-excited atomic fluorescence spectrometry
laser-enhanced ionization

laser-induced fluorescence

laser ionization mass analysis

laboratory information management system
liguid-liquid chromatography

liquid-liquid partion chromatography

limit of detection (see also DL)

low pressure chemical ionization
line-source atomic absorption spectroscopy
liquid-solid chromatography

liquid secondary ion mass spectrometry
maximum allowed concentration

monodisperse aerosol generation interface
combining LC and MS
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maximum workplace concentration

(maximale Arbeitsplatzkonzentration)

magic angle spinning

magic angle spinning sample

molecular beam epitaxy

multichannel analyzer

magnetic circular dichroism

microchannel plate

mercury cadmium telluride (detector)

maximum entropy Fourier spectral deconvolution
maximum entropy method

matrix isolation

mass selection followed by ion kinetic energy
analysis

microwave-induced. plasma

multiple internal reflection spectroscopy
multiple linear regression

metal oxide semiconductor

multiphoton ionization

magnetic resonance imaging

mass spectrometry

metastable transfer emission spectroscopy
metals with 3 or 4 nines in the purity figure
(i.e. 99.9% resp. 99.99%)

neutron activation analysis

see NIST 7

near-infrared spectroscopy (NIR)
nondispersive infrared analysis

near-infrared spectroscopy (see also near-IR)
near-infrared (reflectance) spectroscopy
National Institute of Standards and Technology,
formerly National Bureau of Standards

new and nonofficial remedies
(two-dimensional) nuclear Overhauser effect
spectroscopy

nuclear quadrupole resonance

nuclear magnetic resonance

opto-accoustic spectroscopy

optical emissioh spectroscopy

optical multichannel analyzers

optical rotatory dispersion

optical spectrometric multichannel analyzer
polyamide

proton activation analysis

polycyclic aromatic hydrocarbons

polycyclic aromatic hydrocarbons
(polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe)
photo-accoustic spectroscopy

PASCA

PCB
PCR
PDA
PDMS
PDS
PES
PGSE
PIGE

PIXE

RFA

RFS
RGA

RIA
RIMS
rms
ROA
RP

RTECS

SAM
SBD
SBR

SECSY
SEM
SERS
SFC
S-H
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positron annihilation spectroscopy

for chemical analysis

polychlorinated biphenyls

principal component(s) regression
photodiode array (adapter)

plasma desorption mass spectrometry
pulse-height distribution analysis
photoelectron spectroscopy
pulsed-gradient spin-echo (NMR technique)
particle (proton) induced gamma-ray emission
spectroscopy

particle (proton) induced x-ray emission
spectroscopy

photoluminiscence

preparative layer chromatography
partial least squares

phosphorus nitrogen detector

photonic multichannel analyzer
photomultiplier tube

photophoretic spectroscopy
polyvinylidene difluoride
polytetrafluorethylene

quality control protocol(s)

Rutherford backscattering spectrometry
resonance ‘enhanced multiphoton ionization
radio freguency
Réntgen-Fluoreszenz-Analyse

(x-ray fluorescence analysis)

remote fiber spectroscopy

residual gas analyzer(sis)

refractive index

radioimmunoassay

resonance ionization mass spectrometry
root mean sguare

Raman optical activity

reversed-phase chromatography

resonance Raman (effect)

registry of toxic effects of chemical
substances

scanning Auger microprobe(scope)
Schottky barrier diode
signal-to-background ratio

standard deviation

spin-echo correlated spectroscopy
scanning electron microscope/microscopy
surface-enhanced Raman spectroscopy
supercritical fluid chromatography
Smith-Hieftje (background correction)



SHG
SIM
SIM
SIMS
SLWD

SMEAR
SMR
S/N
S.No.
SPC
SPU
SRM
SSMS
STEM

STM
SWIFT

TCD
TDMS
TGA

TGS

TIMS
TISAB
TLC

TOC

TOF SIMS
UHV

UPS

US EPA CLP

uv
UV/VIS
VASS
VCD
VT-CPMAS

WDS
WDXRF

WGK

XPS
XRD
XRF
XRMF
ZAA
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second harmonic generation

scanning ion microscopy

selective ion monitoring

secondary ion mass spectrometry
super-long working distance (microscope
lenses)

Sunbury multielement analytical routine
sectional magnetic resonance
signal-to-noise ratio

Schultz colour table number

statistical. process control

sample preparation unit

standard reference material

spark-source mass spectrography

scanning transmission: electron microscope/
/mxcroscopy

scanning tunneling microscope

stored waveform inverse Fourier transform
(excitation)

thermal conductivity detector

tandem quadrupole mass spectrometry
thermogravimetric analysis

triglycine sulfate (detector)

thermal ionization mass spectrometry
total ionic strength adjustment buffer
thin-layer chromatography

total organic carbon

time-of-flight secondary ion mass spectrometry
ultrahigh vacuum

ultraviolet photoelectron spectroscopy
United States Environmental Protection
Agency's Contract Laboratory Program
ultraviolet

ultraviolet-visible spectroscopy
variable angle sample. splnnlng
vibrational circular dichroism

variable temperature-cross polarization
magic angle spinning

vacuum ultraviolet

wavelength dispersive spectroscopy
wavelength dispersive x-ray fluorescence
spectrometry

Wassergefdhrdungsklasse

(German water pollution risk classes)
x-ray photoelectron spectroscopy (also ESCA)
xX-ray diffraction::

x-ray fluorescence spectrometry

x-ray microfluorescence spectroscopy
Zeeman atomic absorption
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INFORMACE

8th International Conference on Fourier Transform Spectroscopy

Lubeck-Travemunde, 1. - 6.9.1991

infermace - ptihl48ky : Gesselschaft Deutscher Chemiker
Abt. Tagungen
P.0.B. 90 04 40
D-6000 FRANKFURT 90
BRD

TEXTY NORMATIVNICH DOKUMENTO

Evropské normy fady EN 45 000
normy IS0 fady 9000
smérnice pro pouZzivdni normy ONORM A 6672

nabizi na disketdch 5 1/4" ° (360 kB) PC XT/AT IBM zpracovanych
editorem T602

UTRIN, odbor 700, U Sovovych mlyn 9, Praha 1

(informace Ing. Janda (02)534021).

ZASTOUPENI FIREM

RAITH GmbH/SRN (ptfisluSenstvi pro rastrovaci elektronové
mikroskopy - Tesla i z dovozu)

GETAC INSTRUMENTEBAU GmbH/SRN (zatfzeni americké firmy
KEVEX Corp. pro energ.dispersivni rentge-
novou mikroanalyzu, rentgenovou fluores-
cenctni analyzu, analyzu tenkych vrstev na
silnych substratech a rychlou analyzu a
tf{déni kovd

mé pro CSFR Ing.Pavel Pour
Za divadlem 2
602 00 Brno tel. 22749, fax 747249
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OBNOVU KAZETOVYCH PASEK .
do tiskdren vypocetni techniky provadi

IVAR MENTZL
Charkovskd 16

101 00 Praha 10 tel. (02) 732177 (veder)

ALTEC spol. s r.o., analyticka laboratorni technika
Praha 9. Khodlova 1297 psC 193 00

nabizi okam£ité k dodani

- kiemenné trubice TMA 254 s naplni i bez
- katalyzator

- niklové lodidky - typ VSCHT

- amalgamatory

- korundové nosniky lodiéky

- niklové nosniky lodicky

SERVIS TMA 254 SERVIS TMA 254 SERVIS TMA 254

PRAHA - 9, Khodlova 1297,

PSC 193 00

Spi¢ka laboratorni techniky
AMA 254

novy model analyzédtoru rtuti
vysoka citlivost
8iroky rozsah koncentraci
vicebodova kalibrace
statistické zpracovani vysledkd
moZnost primého davkovani pevnych vzorkd

cena: 140 000 Kés - vcetné software, bez PC

NEVAHEJTE NEVAHEJTE NEVAHEJTE NEVAHEJTE
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